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[ Afficher tous les 4 produits de la méme famille.

1" x 1", positive, Mire USAF a Motif Circulaire

USAF Pattern Wheel Targets

& EPL

Stock #59-205 MEEZE 4 In Stock

O 1) ean

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité
Qté 1-4 €379,04 prix unitaire
Qté 5+ €360,60 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPECIFICATIONS

Propriétés physiques et mécaniques

Epaisseur (mm):
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1.50

Parallélisme (pouces):
<0.0005 perinch

Tolérance Largeur de Ligne (mm):
+0.0005

Propriétés optiques

Traitement:
First Surface Reflective Chromium
Substrat:
Float Glass
Résolution:

Mnimum: Group 2 Element 1
Maximum: Group 7 Element 6

Qualité de Surface:
20-10

Planéité de Surface (P-V):
2\

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme
Certificate of Conformance:

Visionner
Reach 240:

Conforme

DESCRIPTION PRODUIT

o Teste des Résolutions de 4-228 Ip/mm
e Réduitla Durée Test
o Teste des Points Multiples

Ce motif USAF est une mire idéale pour mesurer la résolution a différents points d’'un champ de vision d'un systéme d’imagerie. Le motif est disponible en trois tailles de substrat: 1” carré, 1.5” diamétre, ou en diapo 1" x3”.
Chaque taille inclut 8 motifs USAF dans un motif circulaire plus un motif au centre. Chaque taille est offerte en positive (motif opaque sur fond clair) ou négative (motif clair sur fond opaque).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Hement Group No.
2 3 4 5 6 7
1 4.00 8.00 16.00 320 64.0 128.0
2 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 1440
3 5.04 10.10 20.16 403 80.6 161.0
4 5.66 11.30 22.62 453 90.5 181.0
5 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0

6 713 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0
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